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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_ MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES -
METHODES D'ESSAI POUR LA DETERMINATION
DE LA TEMPERATURE DE TRANSITION VITREUSE

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). Lc CE a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dar.> les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Mornies
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accussibus au
public (PAS) et des Guides (ci-aprées dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration esu ~oni.le a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut pa.‘ticiper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale ¢~ Ncrmalisation (1ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques rep -ése .ient, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné quc les Jom..ls nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommanda’ions imcrnationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts ra.~or nables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la C.” ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un juelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités naw>n.ux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les “ublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre touv*:s F 'blications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étre inc'quées en termes clairs dans ces dernieres.

La CEl n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés confarmes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sor. 2n nossession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputee s la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts pa'ticl.iiers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice aus: en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce sc ‘. directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses décoular." de ‘a publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEl, v a1 crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les ré.erances normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pou e application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée = 'r le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits dc¢ pro, riété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pa. avuir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme int<rnztionale CEI 61006 a été établie par le sous-comité 15E: Méthodes d’essai,
du comité c¢'étules 15 de la CEIl: Matériaux isolants.

Cette _seconde édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1991 et constitue
une révis.nn éditoriale.

.es changements par rapport a la premiére édition sont les suivants:

la norme a été complétement révisée d’'un point de vue éditorial et adaptée a I'état de la
technique;

une figure démontrant I'analyse mécanique dynamique a été introduite.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSULATING MATERIALS -
METHODS OF TEST FOR THE DETERMINATION
OF THE GLASS TRANSITION TEMPERATURE

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization cempi.:ing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to p omcie
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electroniciela.. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Spacifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referi = tc as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Commii.»e interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmenta.  and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC chllaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conuitior's determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearlv as nossible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical comn ‘ttze . as representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international usz and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ¢ s ire that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the :way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National® Con miticcs undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their natichal »nd regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding natiora: or 1. gional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All users should ensure that they have the lates. ¢di.'on of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directz=s, ¢ nloyees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees. and |IEZ Mational Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsocer, whk:zther direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publicatio.. use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Norna. ve references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct . rplic ation of this publication.

Attention is drawn to the | ossibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC she.i v ot b held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standarc 1EC 61006 has been prepared by subcommittee 15E: Methods of test,
of IEC technical commitiee 15: Insulating materials.

This second cdition cancels and replaces the first edition, published in 1991, and constitutes
an edito ‘ial revision.

_9anges ‘rom the first edition are as follows:

the standard has been completely revised from an editorial point of view and adapted to
the state of the art;

a figure to demonstrate the dynamic mechanical analysis has been introduced.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
15E/222/FDIS 15E/226/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2c10. A
cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

*+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
15E/222/FDIS 15E/226/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged ntil
2010. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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_ MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES -
METHODES D'ESSAI POUR LA DETERMINATION
DE LA TEMPERATURE DE TRANSITION VITREUSE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les procédures des méthodes d'essai pour le
détermination de la température de transition vitreuse des matériaux isolants électrques
solides. Elles s'appliquent aux matériaux amorphes ou aux matériaux partiellement cri:tai'ns
comportant des zones amorphes stables et ne subissant pas de décomposition 1.’ a¢
sublimation dans la zone de transition vitreuse.
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ELECTRICAL INSULATING MATERIALS -
METHODS OF TEST FOR THE DETERMINATION
OF THE GLASS TRANSITION TEMPERATURE

1 Scope

This International Standard specifies procedures for test methods for the determination of the
glass transition temperature of solid electrical insulating materials. They are applicable to
amorphous materials or to partially crystalline materials containing amorphous regions which
are stable and do not undergo decomposition or sublimation in the glass transition region.





